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2. Probenvorbereitung Metallographie/GDOES
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24. November 2011 in Dresden
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3. Auswahl geeigneter Pulsbedingungen
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Physikalische Parameter eines Plasmas zur Kleinbereichsanalyse im Vergleich...

Anodendurchmesser: 1 mm 2.5mm
Spannung: 800V 1100V
Strom / Frequenz: RF, 4000.4 Hz 15 mA d.c.
Druck: 3,1 hPa ~4 hPa
Relative Pulsdauer: 10% 100%

Weitere Werte:

PMT-Mode: 2 (mittlere Spannung) 3 (hohe Sp.)
Erosionsrate: 50 nm/s 150 nm/s
Anodenabstand: 0,15 mm 0,15 mm
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4. Kalibration und analytische Kennwerte
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5. Ergebnisse

15. Deutsches Anwendertreffen Glimmentladungs-Spektrometrie , 23. - 24. November 2011 in Dresden



i.0.-Werte/ %

i.0.-Werte/ %

i.0.-Werte/ %

i.0.-Werte/ %

0,020 0,0004 0,0014
© BevsBe ® cavsca
Plot 1 Regr Plot 1 Regr
Plot 1 Lower specification —— Plot 1 Lower specification 00012 || —— Piet 1 Lower specification
0,015 0,0003
- ®
= = 2 00010
) ) )
2 2 2
5 0010 4 5 00002 o 5 Y
= = =
9 s 9 9 0,0008 ®
0,005 4 0,0001
©D °© 0,0006
®
0,000 0,0000 0,0004
0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0.0000 0,0001 0,0002 0,0003 0.0004 0.0000 0,0002 0.0004 0,0006 0,0008 0.0010
n.i.0.-Werte / % n.i.0.-Werte / % n.i.0.-Wert/ %
00010 0,08
® CovscCo ® ocrvscr ® cuvscu ® FevsFe
Plot 1 Regr Plot 1 Regr Plot 1 Regr - Plot 1 Regr
0.0008 || —— Piot 1 Lower specification —— Plot 1 Lower specification —— Plot 1 Lower specification —— Plot 1 Lower specification
0,05
12
0,0006 = 2 - . = °
A Ll L3
§ oos | § 10 § 10
2 . 2 . 2 c s
0,0004 3 :
* e ° o o =4 = -
. °
L 0.8
0,03 09
0,0002 =
05 |
.
0,0000 0,02 08
0.0000 0,0002 0,0004 0,0006 0,0008 0.0010 0,02 0,03 0,04 005 0,06 os oo 10 11 0.6 o8 10 12 1
n.i.0.-Werte / % n.i.O.-Werte / % n.i.O.-Werte / % n.i.O.-Werte / %
00010 0.10
© Ll Mg vs Mg Mn vs Mn © NiveNi
Plot 1 Regr Plot 1 Regr Plot 1 Regr Plot 1 Regr
00008 4| — Plot 1 Lower specification e ——— Plot 1 Lower specification ——— Plot 1 Lower specification Plot 1 Lower specification
0,08 ° -
e, Py
0,0006 = = e =
) )
i3 § oos § oz o § oos
= = =
0,0004 o o o
- =] =] =]
.
o o ° bd o
° 0,04 018 0,04
0,0002 =
°
°
° °
0,0000 0,02 016 0,03
0,0000 0,0002 0,0004 0,0006 0,0008 0.0010 0,02 0,04 0,06 008 016 018 0.20 022 0,03 0,04 0,05 006
n.i.0.-Werte / % n.i.O.-Werte / % n.i.O.-Werte / % n.i.O-Werte / %
.- 0,0006 - e
® Pb2vsPb2 Sive si © snvssn © srvssr
Plot 1 Regr Plot 1 Regr Plot 1 Regr Plot 1 Regr
——— Plot 1 Lower specification ——— Plot 1 Lower specification ——— Plot 1 Lower specification 0,0005 | —— Plot 1 Lower specification
0.20 13,0 4 0,0004
® E oo0e £
) ) )
015 B 125 o 5 & 00003
= * ° hd = = *
o o 004 o
0,10 ~ 12,0 ° - ~ 00002
0,02 4
0,05 o 154 @ . 0,0001 o
@ (=3 %
. @
° - °
0,00 1.0 0,00 0,0000
0,00 0,05 0,10 015 020 025 0,30 100 10,5 1.0 1.5 12,0 125 130 0,00 002 0,04 0,08 008 0,10 0,0000 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 0,0005 0.0008
n.i.O.-Werte / % n.i.O.-Werte / % n.i.O.-Werte / % n.i.0.-Werte / %
© TiveTi ® zn2vszn2 Zrvezr
Plot 1 Regr Plot 1 Regr Plot 1 Regr
Plot 1 Lower specification ~——— Plot 1 Lower specification ~——— Plot 1 Lower specification Plot 1 Lower specification
o050
o g ®
e = £ oo . =
s s s
°
0,04 o B oas 5 & o015
= ® = = -
° o S ° - S o002 S
0,40 - ° ° - 0,010 -
0,03 L3
001 {® ®
035 0,005 4
°
°
0,02 0,30 0,00 0,000
0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030

n.i.O.-Werte / %

n.i.O.-Werte / %

n.i.O.-Werte / %

n.i.O.-Werte / %

15. Deutsches Anwendertreffen Glimmentladungs-Spektrometrie , 23. - 24. November 2011 in Dresden



DANKE FUR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!

15. Deutsches Anwendertreffen Glimmentladungs-Spektrometrie , 23. - 24. November 2011 in Dresden



